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「Se(IV)/Se(VI)の標準電極電位に関するサイクリックボルタンメトリーによる 

実験的研究」の訂正記事 
 

土井玲祐＊1 
 

研究論文「Se(IV)/Se(VI)の標準電極電位に関するサイクリックボルタンメトリーによる実験的研究. 原子力バックエン

ド研究 Vol. 16 (2009).」において，対象の反応の式量電位を与える式が誤っていた．本報告は，その訂正記事である． 
Keywords: 訂正記事，式量電位 
 

This is errata to “Experimental study by cyclic voltametry of standard potential of Se(IV)/Se(VI) redox system. Journal of 
Nuclear Fuel Cycle and Environment Vol. 16 (2009).”, where the equation for the formal potential of the target reaction was wrong. 
Keywords: errata, formal potential 

 

1 訂正内容 

 
訂正の対象となる研究論文[1]において標準電極電位(E 0)

の取得を目指した(SeO4
2- + 3H+ + 2e- = HSeO3

- + H2O)反応

には H+および H2O が含まれるため，この反応の E 0' は，

(7)式[1]ではなく，これらの活量を考慮した次の式で与えら

れる． 
 
E 0'= E 0 
 

この訂正に伴って，YにもH+およびH2Oの活量が追加され，

Y = (E 0'/A)     に訂正する．ここで， 
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とする[2]．H+の活量は，試験溶液の pH を用いて(-log aH+ = 
pH)として求めた．このように Y を求めなおし，Table 1[1]
を本報告のものに訂正する．Y(20℃ )をプロットした

Fig.4[1]および Y(25℃)をプロットした Fig.5[1]についても，

右図のように訂正する．訂正後の Fig.4 の Y 切片から E 0を

求めると 1.064±0.001V vs. SHE が得られ，訂正後の Fig.5 の

Y 切片から E 0を求めると 1.083±0.001V vs. SHE が得られる．

これらを包含する 1.074±0.011V vs. SHEをE 0の訂正値とす

る． 
OECD/NEA は Milne and Lahaie(1985)[3]が報告している

副反応によって，Sherrill and Izard(1928)[4]の実験では

H2SeO3として溶存するSe(IV)の割合は75～90%であったと

指摘している[2]．この指摘に基づいて OECD/NEA の選定

値を補正し，本研究の対象反応の E 

0 で表すと

E0=1.074±0.031V vs. SHE となり，本研究の E 0と一致する． 
 

Fig. 4 Extrapolation of the formal potential to zero ionic 
strength by using D(20℃) 
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Fig. 5 Extrapolation of the formal potential to zero ionic 
strength by using D(25℃) 
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Table 1 Formal potentials of the selenium redox systems as a function of ionic strength. 

( ) OHH aaDzAEY 2
20 loglog3/' +−Δ+= +

 where A = RT / (nF loge) and D is Debye-Hückel term occurring in the SIT. 

Y(20℃) and Y(25℃) is plotted versus I in Fig. 4 and Fig. 5, respectively.  
 

I 
(mol·kg-1) 

pH Temp. 
(℃) 

D(20℃) D(25℃) 
'0E  

(V vs. SHE) 
Y(20℃) Y(25℃) 

2.00 3.0 22.3 0.229 0.231 0.8395±0.0005 38.30±0.02 38.30±0.02 

2.00 2.9 21.8 0.229 0.231 0.8245±0.001 37.53±0.04 37.54±0.04 

1.50 3.1 20.7 0.218 0.220 0.8260±0.001 38.27±0.05 38.27±0.05 

1.00 3.0 25.0 0.202 0.204 0.8340±0.0005 37.79±0.02 37.79±0.02 

1.00 3.0 25.0 0.202 0.204 0.8220±0.001 37.38±0.05 37.39±0.05 

0.500 3.0 25.0 0.173 0.175 0.8080±0.0007 36.83±0.02 36.83±0.02 

0.500 2.8 25.0 0.173 0.175 0.8105±0.001 36.31±0.04 36.32±0.04 


